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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national
standards bodies (ISO member bodies). The work of developing International Standards is car-
ried out through I1SO technical committees. Every member body interested in a subject for which
a technical committee has been authorized has the right to be represented on that committee.
International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with 1SO, also take
part in the work.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member
bodies for approval before their acceptance as International Standards by the 1ISO Council.

International Standard 1SO 5/1 was developed by Technical Committee ISO/TC 42, Photo-
graphy, and was circulated to the member bodies in December 1982.

It has been approved by the member bodies of the following countries :

Australia Germany, F.R. Netherlands
Belgium Hungary Poland
Czechoslovakia Italy United Kingdom
Egypt, Arab Rep. of Japan USA

France Mexico USSR

No member body expressed disapproval of the document.

Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationa-
les est confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique correspondant. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'ISO, participent également aux tra-
vaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comi-
tés membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le
Conseil de I'ISO.

La Norme internationale ISO 5/1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 42, Photo-
graphy, et a été soumise aux comités membres en décembre 1982,

Les comités membres des pays suivants |'ont approuvée :

Allemagne, R.F. Hongrie Pologne
Australie Italie Royaume-Uni
Belgique Japon Tchécoslovaquie
Egypte, Rép. arabe d’ Mexique URSS

France Pays-Bas USA

Aucun comité membre ne I'a désapprouvée.



BsepgeHue

UCO (MexpyHapoaHaa OpraHusayuA no CTaHBapTWU3aumm) ABNAETCA BCEMUPHOWM chepepaymnen
HauuoHanbHbIX OpraHusayuMi no craHgapTusaunmn (komutetos-4yneHos UCO). [leATenbHOCTb MO
paspa6oTke MexayHapogHbix CTaHAapTOB NPOBOAUTCA TEXHUYECKUMU KOMUTETaMu UCO. Kax-
AbIA KOMUTET-YNEH, 3aWHTEepPecoBaHHbIN B [EATEeNbHOCTW, ANA KOTOPOM 6bIN CO3faH TEXHU-
4eCKn# KOMUTET, UMeeT Npaso 6bITh NPeACTaBNeHHbIM B 3TOM KoMUTeTe. MexxgyHapogHble npa-
BUTENbCTBEHHbIE U HENpaBUTeNbCTBEHHble OpraHu3auumn, uMeowue ceasm ¢ UCO, Takxe npu-
HUMaIOT yyacTue B pa6oTax.

MpoekTbl MexxgyHapoaHbIx CTaHAapTOB, NPUHATbBIE TEXHUYECKUMU KOMUTETaMM, PacChbinaloTca
KOMUTETaM-uneHam Ha ofo6peHune nepeq ux yreepxxaeHuem Cosetom NCO B kKauecTBe Mexay-
HapogHbix CTaHaapToB.

MexayHapogHbin CTaHgapt UCO 5/1 6bin paspa6otaH TeXHUYECKUM KOMUTETOM NCO/MTK 42,
Pomozpachun, u pasocnaH KOMUTETaM-YneHam B fieka6pe 1982 roga.

HoKyMeHT 6bIn 0406pEH KOMUTETAMU-YNEHaMN CNedyIoWMnX CTpaH :

ABcTpanuu Huaepnangos depnepaTuBHOM

Benbruu Monbuwm Pecny6nuku FepmaHum
Benrpuu CoeuHeHHoro ®paHuumn

Erunta KoponescTea Yexocnosakum
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Photography —
Density
measurements —

Part 1: Terms,
symbols and notations

0 Introduction

The measurement of the transmission
and reflection characteristics of objects
and photographs is essential to the
science of photography and optics.
When light or other radiant energy
strikes an object, it is either absorbed or
propagated. Propagation may involve
reflection, transmission, refraction, dif-
fraction, scattering, fluorescence, and
polarization. The propagated light is
distributed in various directions about
the object. In most practical applica-
tions it is neither necessary nor desir-
able to consider the light distributed in
every direction; but only that which
leaves the object in the direction for
which there is response by a receiver,
such as the eye.

The object modulates the flow of ra-
diant energy from the source to the re-
ceiver. The time rate of flow of radiant
energy is called radiant flux, or simply
flux. This International Standard pro-
vides methods of describing the
measurements of the flux modulation in
any system. To specify such a system
accurately, geometric characteristics of
the system, the spectral distribution of
the flux incident on the specimen to be
measured, and the spectral sensitivity
of the receiver must be given. If the
reflection characteristics of the source
or the receiver affect the measurement,
as they do in transmission measure-
ments by the opal glass method, they
must be specified.

The specimen area under consideration
is defined by a sampling aperture, the
dimensions of which may be important
in some applications and must be

Photographie —
Mesurage des
densités —

Partie 1: Termes,
symboles et notations

Introduction

La mesure des caractéristiques de trans-
mission et de réflexion des objets et des
images photographiques est essentielle
pour les sciences de la photographie et de
I'optique. Lorsque la lumiére ou toute autre
énergie rayonnante frappe un objet, elle est
soit absorbée, soit réémise. Cette réémis-
sion peut étre faite par réflexion, transmis-
sion, réfraction, diffraction, diffusion, fluo-
rescence et polarisation. La lumiére réé-
mise se propage selon diverses directions
par rapport 3 I'objet. Dans la plupart des
applications pratiques, il n’est ni nécessaire
ni souhaitable de tenir compte de la lumiére
réémise dans toutes les directions, mais
seulement de celle qui quitte un objet dans
la direction ol une réponse peut étre don-
née par un récepteur tel que I'ceil.

L’objet module le flot d'énergie rayonnante
qui va de la source au récepteur. Le flot
d’'énergie qui s’écoule par unité de temps
est appelé flux énergétique ou plus simple-
ment flux. La présente Norme internatio-
nale donne les éléments nécessaires pour
décrire les mesures de modulation du flux
dans n’importe quel systéme. Pour spéci-
fier un systéme de facon univoque on doit
préciser les caractéristiques géométriques
du systéme, la distribution spectrale du flux
incident sur I'échantillon & mesurer et la
sensibilité spectrale du récepteur. Si les
caractéristiques de réflexion de la source
ou du récepteur affectent les mesures,
comme cela a lieu dans la mesure de trans-
mission par la méthode du verre opale, elles
doivent étre spécifiées.

La surface utile de I'échantillon est délimi-
tée par une fenétre de champ dont les
dimensions peuvent étre critiques dans cer-
taines applications et doivent étre spéci-

®otorpachua —
ACGHCUTOMETpUA —
YacTtb 1: TepmuHbl,
6ykBeHHble 0603HaYEeHUA
u coopma 3anucwu

BsegeHue

W3MmepeHne xapakTepuCTUK NpPONycKaHWA
U OTpakeHWA 06BLEeKTOB U dhoTorpacu-
YeCKUX u3obpakeHui Ba)KHO ANA OTo-
rpadu4eckon n onTuyeckon Hayku. Korga
CBET UNu ApyraA Ny4yuncTaa 3Heprua na-
[aeT Ha 06eKT, OHn NU60 nornowaloTcA,
nu6o nepeusnydalotcA. Mpu nepenanyye-
HUWN MOryT UMETb MECTO ABNEHUA OTpaXKe-
HWA, NpONyckaHWA, nNPenoMneHuA, an-
dpakumm, pacceaHun, onyopecueHunmn 1
nonApusauun. Nepensny4eHHbl i CBET pac-
NpoCTpaHAETCA B pasNUyYHbIX Hanpasne-
HUAX OTHOCUTENbHO 06bekTa. B 60nbwuH-
CTBe MpakTUYECKUX NPUNOXKEHUN HET HU
HEO6XOAMMOCTH, HU XenaTenbHOCTU pac-
cMmartpusaTb nepeusnyvyeHue cBeTa BO
BCeX HanpaBneHWAX, a TONbKO TOT CBeT,
KOTOpbIK NOkuAaeT O06bEKT B Hanpasne-
HWUW NpUeMHUKa, Harnpumep, rnasa.

O61BeKT MofyNnupyeT NPOXoXKAeHUe 3Hep-
U M3NyYeHUA OT UCTOYHUKA K NMPUEMHHU-
Ky. MNpouasofHaA OT 3HEPrun U3nyyeHus
Nno BpeMeHn Ha3blBaeTCA NOTOKOM uany4e-
HWUA, UK MPOCTO NOTOKOM. HacToAwuMn
MexayHapoaHbin CTaHgapT gaet Metogbl
ANA ONuCaHWA pe3ynbTaToB WU3MEpPeHUA
MOAYNALUWM NOTOKA B NPOU3BONBLHOW CuU-
cTteme. [inA 0AHO3HAYHOro 3agaHNA Takown
CUCTEMb! AONXKHbI 6bITb yKa3aHbl reome-
TpU4yeckue xapakTepucTUKU CUCTEeMbl,
cnekTpanbHoe pacnpepeneHue NOTOKa,
nagamlowero Ha uccnegyembin o6pasey, u
cnekTpanbHaA YyBCTBUTENbHOCTbL NpUEM-
HuKa. Ecnu xapakrepucTuka oTpakeHua
MCTOYHUKA UNK NPpUEeMHUKA BNUAET Ha pe-
3ynbTaThl UBMEPEHUA, KaK NPU N3MEpPEeHUn
NponNycKkaHWA C UCMonb30BaHWEM onano-
BOro cTekna, To OHU AON>KHbI 6bITh yKasa-
Hbl.



specified if the sample has appreciable
non-uniformity. If the measurement is
to quantify the way the specimen would
modulate flux in a given practical ap-
plication, such as viewing or contact
printing, the geometric and spectral
conditions of measurement must simu-
late those conditions in the practical ap-
plication.

In most practical cases, the flux of in-
terest is propagated by transmission or
reflection, but at times some combina-
tion of these or other modes of pro-
pagation may be involved. In this case,
the process is referred to by the general
term ‘‘propagation”’.

Modulation is measured and expressed
as a dimensionless modulation factor
which is equail to a ratio of fiuxes; that
is, the flux propagated in the directions
and that part of the spectrum of interest
divided by some reference flux. The
reference flux may be the incident flux,
the flux propagated through the system
with the specimen removed, or the flux
pror:agau:u uu‘OLigll the system when
the sample is replaced by a reference
standard. For some purposes, a logar-
ithmically scaled measure of modulation
is more useful than the measured
arithmetic ratio. In such cases, it is
customary to use optical density de-
fined as the negative logarithm to base
10 of the modulation factor.

Since this International Standard iden-
tifies three modes of propagation (one
of which is the general mode “propaga-
tion’’), three kinds of reference flux and
two mathematical forms, there are 18
different measures of modulation. Each
of these quantities is given a name and
symbol. Each is defined as a ratio of
fluxes or a logarithm of a ratio. Each
kind of flux required for these defini-
tions is given a name and a symbol.

Previous standards have defined
various types of optical density and
have provided symbols for a few easily
specified types. Certain arrangements,
which may be regarded as geometrically
extreme cases, were specified in simple
terms, such as diffuse or specular.
These idealized extreme cases are never
fully realized in practice, although they
are often approximated. There has long
been a need for a standard method of
specifying geometric conditions closer
to practice, as well as the extreme
cases. The system of specification in

fiées si I'échantillon présente un manque
d’uniformité appréciable. Si l'on veut
mesurer quantitativement la maniére dont
I'échantillon module le flux dans un cas
pratique, tel que la vision directe ou le
tirage par contact, il faut que les conditions
géométriques et spectrales de mesurage
simulent les conditions de ce cas concret.

Dans la plupart des cas pratiques, le flux
auquel on s’intéresse est réémis par trans-
mission ou par réflexion, mais parfois on
rencontre des combinaisons de ces deux
modes ou d'autres modes de réémission.
Dans ce cas, le processus est désigné par le
termes général «réémissiony.

Iodim s mod seamci e ln at Avimeirem Ao

La modulation est mesuiée et exprimee par
un facteur de modulation sans dimension,
qui est égal a un rapport de flux, a savoir:
flux réémis dans les directions et dans la
partie du spectre auxquelles on s’intéresse,
divisé par un flux de référence. Ce flux de
référence peut étre le flux incident, le flux
réémis a travers le systéme en |'absence de
I’échantillon, ou le flux a travers le systéme
lorsque I'échantillon est remplacé par un
étalon de référence. Pour certaines applica-
tions, une mesure logarithmique de la
modulation est préférable au rapport arith-
métique mesuré. En ce cas, il est habituel
d’utiliser la densité optique définie comme
étant le logarithme décimal de l'inverse du
facteur de modulation.

La présente Norme internationale distingue
trois modes de propagation (dont I'un est le
mode général «réémission»), trois sortes
de flux de référence et deux formes mathé-
matiques et, par conséquent, offre 18
mesures différentes de la modulation. Cha-
cune de ces grandeurs a recu un nom et un
symbole et est définie en termes de rapport
de flux ou par le logarithme d’un rapport de
flux. Chaque type de flux nécessaire pour
ces définitions a également recu un nom et
un symbole.

Des normes précédentes ont défini divers
types de densité optique et ont donné des
symboles pour quelques types dont la spé-
cification était simple. Certains cas que |'on
peut considérer comme des cas géométri-
quement extrémes ont été désignés par des
termes simples tels que densité diffuse et
densité dirigée. Ces cas extrémes idéaux ne
sont jamais complétement réalisés en prati-
que, quoique étant souvent approchés. On
a besoin depuis longtemps d'une méthode
normalisée pour la définition de conditions
géométriques plus proche de la pratique,
de la méme maniére que pour les cas extré-
mes. Le systéme de désignation adopté

MonesHaA NoBepxHOCTb O6pasua orpaHu-
YUBAETCA W3MEPUTENbHOW anepTypou,
pasmepbl KOTOPOW MOryT 6biTb B HEKOTO-
pbIX CNy4aAx KPUTUYECKUMU U AONXKHbI
yKa3blBaTbCA, ecnu obpasey obnagaer 3a-
MEeTHOM HeogHOpoAHOCTbIO. Ecnu XOTAT
KONMUYECTBEHHO OLEHUTb, KakuM o6pa3om
o6pasel, MOAYNUPYyeT NOTOK B HEKOTOPOM
NpakTU4YecKoM cny4ae, Hanpumep, Npu Bu-
3yanbHOM pacCMOTPEHUN UNN KOHTAKTHOM
neyaru, To He06Xxo04NMO, YTO6bI reoMeTpu-
yeckue U cneumanbHble YCNOBUA U3Mepe-

sammtamiam A Amis VAT AR ATArRA  weL

HWA WMWTHPOBaANKW YCnOBWA 3TOM0 KOH-

KPEeTHOro cnyuvas.

B 60onbWMHCTBE NpakTUYECKUX cny4vaes
npeacTaBnNAOWNIA UHTEPEC NOTOK Nepeuns-
Nny4aeTCcA NOCPeACTBOM NPONyCcKaHWA unu
OTPaKXEHWA, HO UHorfa BCTPeYyaloTCA Co-
YeTaHUA 3TUX ABYX UNKU [PYrux Cnoco6oB
nepeusnyyeHua. B 3ToM cny4vae npouecc
0603Ha4YaeTCA O6WUM TEPMUHOM ,Nepens-
nyyeHue“.

MogynAauuA naMepAETCA U Bblpa)KaeTCA B
Buae 6e3pasmepHoOro koadduumeHTa Mo-
AYNALMU, PaBHOMO OTHOWEHWUIO MOTOKOB,

A amaaALILA
a WMEeHRHO!

npeacTaBnALWNX UHTEPEC HanpasneHuu
W CnNeKTpanbHOM WHTepBane, feneHHoro
Ha HeKOTOpbI NOTOK cpaBHeHUA. Mocnepn-
HUWA MOXXeT 6blTb NNM60 nagalwum NoTo-
KOM, TO eCTb MOTOKOM, nepen3ny4yaemMbiM
cucTeMomn B OTCyTCTBME 06pasya, nuéo no-
TOKOM, nepeusnyvyaeMblM CUCTEMOW npu
3aMeHe ucnbiTyemoro o6pasua o6pasLom
cpaBHeHUA. [INA HEKOTOpbIX uenewn nora-
pudMmnyeckana Mmepa MogynaLuUK npegnoy-
TUTeNnbHee, YeM U3MepeHHOe apudmeTu-
yeckoe OTHoleHue. B aTux cny4asax npwm-
HATO NONb30BATbCA ONTUYECKOW MNOTHO-
CTblO, onpefenAeMon Kak [eCATUYHbIA
norapucM o6paTHoOro kKoadduumeHTa
MOAYNALIUN.

NnauanvUuauunrn o

nATAKa na
NnUilna, 1iICpCriGiy aCninUi UV ©

HactoAwun MexayHapogHbi CraHpapT
OTOXXAECTBNAET TPU BMAA NepenanyvyeHun
(0OAWH N3 KOTOPbIX ABNAETCA O6WWM : Nepe-
nany4veHue), Tpu Bufa NOTOKA CpaBHEeHWUA
U ABe MaTemaTuyeckue OOpMbl 3anucw,
noaToMy mmeloTcA 18 pasnnyHbIX Cnoco-
60B Bblpa)keHUA MoaynAuun. Kaxpon us
3TUX BENUYUH NPUCBOEHBI HauMeHoOBaHue
n 6ykBeHHOe 0603HayeHue, n Kaxxaana on-
pefenfAeTCcA Kak OTHOWEeHWe NOTOKOB UNN
ero norapucm. Kaxxgomy Bugy noToka, He-
06X0[QMMOMY ANA 3TUX onpeaeneHni, npu-
CBOEHbl HauMeHoBaHue n 6ykBeHHOe 0603-
HayeHue.

MpexHue cTaHpapThl bnpegennnu pas-
NUYHbIE BUAbI ONTUYECKON MNOTHOCTU U
paBanu 6ykBeHHble 0603HAYEeHUA ANA He-



this International Standard provides for
all cases, and permits a precise descrip-
tion of them [6].

Most geometric arrangements used in
nho!ogrnnhm and other ng!ca! systems
can be conveniently and adequately
described in terms of uniform pencils of
flux bounded by right circular cones. A
point on the specimen is often irradiated
by such a conic distribution, and the
geometric form of the pencil of rays
reaching the sensor is generally conic.
The pupil of the eye, for example, sub-
tends a conic solid angle at a specimen
point. In projection systems, the projec-
tion lens subtends a conic solid angle at
the specimen point. This International
Standard specifies a conic distribution
by the half angle of the cone and the
direction of its axis.

A working knowledge of radiometry is
generally required to obtain primary
standard measurements of transmit-
tance and reflectance. In good radio-
metric practice, for example the effects
of stray light are minimized by the use
of appropriate baffles and proper black-
ening of certain surfaces. Because the
principles and practice of radiometry are
well known and are fully described
in the literature [1], it is considered
unnecessary to provide a detailed
specification of radiometric procedures
in this International Standard.

1 Scope and field of
application

This International Standard establishes
terms, symbols, notations and a coordi-
nate system to describe geometric and
spectral conditions for the measure-
ment of the degree to which a specimen
modulates radiant flux, for applications

dans la présente Norme internationale cou-
vre tous les cas et permet leur description
précise [6].

La plupart des conditions géométriques uti-
lisées en nhgtogranhm et en nn'nnnp peu-

vent é&tre décrites commodément et correc-
tement au moyen de pinceaux de flux uni-

formes limités par d des cHnes de révolution,

TOTTNeS WY

Chaque point de I'échantillon est souvent
irradié par un tel cone de flux et la forme
géométrique du pinceau de rayons qui
atteint le récepteur est généralement coni-
que. La pupille de I'ceil par exemple sous-
tend un angle solide conique dont le som-
met est un point de |'échantillon. Dans les
systémes de projection, |I'objectif de projec-
tion sous-tend un angle solide conique
dont le sommet est un point de I'échantil-
lon. La présente Norme internationale défi-
nit un cone de flux par le demi-angle au
sommet du cone et par la direction de son
axe.

Il est généralement nécessaire d’avoir une
connaissance pratique de la radiométrie
pour réaliser des mesures étalon primaires
de transmission et de réflexion. En bonne
pratiqgue radiométrique par exemple, les
effets de la lumiére parasite sont réduits en
utilisant des écrans convenables et en noir-
cissant certaines surfaces. Comme les prin-
cipes et la pratique de la radiométrie sont
bien connus et sont décrits parfaitement
dans la littérature [1], il n'a pas été jugé
nécessaire de donner dans la présente
Norme internationale des indications détail-
lées sur les modes opératoires.

Objet et domaine
d’application

La présente Norme internationale fixe les
termes, les symboles, le mode de notation
et un systéme de coordonnées permettant
de décrire les conditions géométriques et
spectrales pour la mesure du degré de
modulation d'un flux énergétique par un

1SO 5/1-1984 (E/F/R)
MCO 5/1-1984 (A/® /P)

CKONbKUX NErko UBeHTUdUUnpyembix Bu-
[oB. HekoTopbie cny4yan, KOTOpbie MOXHO
CUUTATH rpnunfnuuprnu nne’qe_m.ul.l,u'm,
ONUCbLIBANUCb NPOCTbIMU TEPMUHaMM, Ta-
KUMWU Kak ,Auddy3HaAa NAOTHOCTL® unu

nervnandaa nnoTHooTL
»eOTYNAPHAR NNOTHOCTE .

QATI4 NMnanany .
oW Npegens

Hble naeanbHble cCny4an Ha NpakTUKe Hu-
Korga nonHOCTbLIO He peanuayloTcn XOTA

4acTo annpoKCHUMMPYIOTCR. lonroe BpEMA

cywecTsoBana noTpe6HOCTb B CTaHAapT-
HOM cnoco6e onpegeneHna 6onee 6MU3KUX
K NpaKkTMKe FeoMeTPUYECKUX YCNoBUN,
paBHO Kak 1 npeaenbHbIx cnyyaes. CucTe-
Ma 0603HaYeHUA, NPUHATAA B HACTOAIEM
MexxgyHapogHom CraHgapte, oxBaTbl-
BaeT BCe CnyYyaun U faeT BO3MOXXHOCTb MX
TOYHOro onucanusa [6].

BonbWHMHCTBO reOMeTPUYECKUX CXEM, UC-
nonb3yeMbix B poTorpadomum u onTuke, Mo-
XeT 6bITb YRO6HO U afekBaTHO ONUCcaHo
nocpeacTBOM U3OTPOMHbIX MYYKOB Nyyewn,
OorpaHM4YeHHbIX NPAMbIMU KPYroBbIMU KO-
Hycamun. Kaxkgaa Touyka o6pasya 4acTto
ocBelaeTCA NOTOKOM C TaKuUM KOHUYe-
CKWM pacnpepeneHvem, U reomerpuye-
cKaf opma NyyKoB nyyewn, fOCTUralowWmnx
npUeMHuka, Takxe obbI4YHO ABNAETCA KO-
HUYeckown. 3payok rnasa, Hanpumep, onpe-
AenfAeT KOHUYEeCKUW yron C BeplUHOW B
Touke o6pasua. B npoekunoHHbIX cucre-
Max npoekunoHHbIN O6BbEeKTUB onpepge-
NAET KOHUYECKUW TenecHbin yron ¢ Bep-
WWHOW B TO4Ke o6pa3ua. Hactoawumn Mex-
AyHapoaHbin CraHpapT ycTraHaBnusaeTt
KOHUUYecKoe pacnpegeneHve notoka ny-
TeM yKasaHWA NONOBUHbI yrna npu Bepluun-
He KOHyca U HanpaBneHuA ero ocu.

AnA nposegeHUA M3MepPeHU NepBUYHbIX
3TanoOHHbIX KO3(PULUMEHTOB nponycka-
HUA WU OTpaXeHUA O06bIYHO TpebyeTcA
npakTuyeckoe 3HaHue ootomeTpuun. B xo-
powewn hOTOMETPUYECKOW NpakTUKe, Ha-
npuMep, BNMAHWE PaCCEAHHOro CBETAa CHU-
)KaeTCA 3a cYyeT NOAXOAAWMUX IKPAHOB U
YepHeHWA onpepeneHHbIX NOBEPXHOCTEMN.
MNockonbKy NPUHUUNBI U NpaKTUKa POTO-
METPUN XOPOWO WU3BECTHbl U MONHOCTLIO
onucaHbl B nutepatype [1], cuuraerca una-
NUIWHUM cHa6XaTb HacToAwun MexxayHa-
pogHbln CTaHgapT NOAPO6HbIM onuca-
HUeM POTOMETPUYECKUX METOLUK.

O61beKkT U obnacTb
NpUMeHeHUA

HactoAwun MexxgyHapogHbin CTaHgapT
ycTaHaBnuBaeT TepMUHbl, 6yKBeHHbie
0603HavyeHnA, POpMy 3anNUCKU U CUCTEMY
KoopAuHAT [NA ONUCAHUA reoMmeTpude-
CKUX U CNEeKTpanbHbIX YCNOBUI NpU U3me-
peHun moaynAauumM o6pasLom noToka uany-
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in photography and radiometry. It
primarily provides a system for describ-
ing methods of measuring or specifying
the transmission and reflection proper-
ties of photographic materials.

NOTE — In addition to terms used in the of-
ficial 1ISO languages, this International Stan-
dard gives the equivalent terms in the Ger-
man language. These have been included at
the request of Technical Committee ISO/TC
42 and are published under the responsibility
of the member body for Germany, F.R.
(DIN). However, only the terms and defini-
tions given in the official languages can be
considered as ISO terms and definitions.

2 References

ISO 5, Photography —
measurements —

Density

Part 2: Geometric conditions for
transmission density.1)

Part 3: Spectral conditions. 1)

Part 4: Geometric conditions for
reflection density.

1ISO 31/6, Quantities and units of light
and related electromagnetic radiations.

CIE Publication No. 17 (E-1.1) 1970,
International lighting vocabulary.

CIE Publication No. 38 (TC-2.3) 1977,
Radiometric and photometric character-
istics of materials and their measure-
ments.

1) At present in stage of draft.

échantillon, en vue d’applications en pho-
tographie et radiométrie. Elle fournit essen-
tiellement un outil pour décrire les métho-
des de mesure ou de spécification des pro-
priétés de réflexion et de transmission des
surfaces sensibles photographiques.

NOTE — En supplément aux termes donnés
dans les langues officielles de I'ISO (anglais,
francais et russe), la présente Norme internatio-
nale donne les termes équivalents en allemand.
Ces termes ont été inclus & la demande du
comité technique 1SO/TC 42 et sont publiés
sous la responsabilité du comité membre de
I'Allemagne, R.F. (DIN). Toutefois, seuls les ter-
mes et définitions dans les langues officielles
peuvent étre considérés comme termes et défini-
tions I1SO.

Références

ISO 5, Photographie — Mesurage des den-
Sités —

Partie 2 : Conditions géométriques pour
le mesurage de la densité instrumentale
par transmission. 1)

Partie 3: Conditions spectrales. )

Partie 4: Conditions géométriques pour
le mesurage de la densité instrumentale
par réflexion.

ISO 31/6, Grandeurs et unités de lumiere
et de rayonnement électromagnétiques
connexes.

Publication CIE n° 17 (E-1.1) 1970, Vocabu-
laire International de I’Eclairage.

Publication CIE n° 38 (TC-2.3) 1977, Carac-

téristiques radiométriques et photométri-
ques des matériaux et leur mesure.

1) Actuellement au stade de projet.

YEeHUA NPUMEHUTENbHO K doTorpaduu u
¢poTomeTpuun. B nepsyto ouepegb, OH gaeT
CpefACTBO OMUCaHUA M 3afjaHnA xapakTe-
PUCTUK NPONYCKaHUA U OTpaXkeHUA ooTo-
rpacduyecknx matepmanos.

NPUMEYAHUE — B pononHeHne K TepMuHam Ha
odumumanbHbix  A3bikax  MNCO  (aHrNUNCKOM,
(hbpaHLUy3CKOM U PYCCKOM) HacToAWMUNn MexxayHa-
pogHbin CTaHAapT NPUBOAUT IKBUBANEHTHbIE
TEPMUHbI Ha HEMeUKOM A3bike. MocneaHue 6binu
BKNIOYeHbl NO Npocb6e TexHuueckoro Komutera
NCO/TK 42 u ny6nukyloTCA NOJ OTBETCTBEH-
HOCTb KOMUTeTa-4uneHa depepatvsHon Pecny6-
nuku FepmaHum (QNH). OgHako, TonbKO TepMu-
Hbl W onpefeneHnA Ha oduLManbHbIX A3blKax
MOTyT paccMaTpuBaTbCA Kak TepMUHbI U onpe-
AeneHuA UCO.

Ccbinku

UCO S5, domoepachus —
mMempuA —

HAeHcumo-

Yacmb 2: eomempuyeckue ycnosuAa
ON1A U3MepeHUA NNoMHOCMuU NpPonyckKa-
Hua. 1)

Yacms 3: CnekmpansHsie ycnosua. 1)

Yacmb 4: leomempuyeckue ycnosuAa
ONA U3MEePeHUA NNoOMHOCMU Ompaxe-
HUA.

WUCO 31/6, Benu4uHbl U €0uHUUbI cBEMoO-
BbIX U GNU3KUX K HUM 31eKMPOMazHUMHbIX
uanyyvenud.?2)

Ny6nukauna MKO N°17 (E-1.1), 1970r.,
MexoyHapooHbIli  cBemomexHu4Yyeckul
cnosaps.2)

My6nukauna MKO N° 38 (TC-2.3), 1977 r.,
PomomempuyecKue xapakmepucmuKu Ma-
mepuanos u ux usmeperue.2)

1) B HacToAuee BpeMA B CTaguu npoekTa.

2) Ony6nukoBaHO Ha aHrNUWUCKOM, dpaHuy3-
CKOM U HEMEeULKOM A3blKax.
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3 Definition of fluxes

3.1 influx: Adjective referring to the radiant flux incident on
the specimen surface or sampling aperture.

3.2 efflux: Adjective referring to the radiant flux emanating
from the specimen or sampling aperture and evaluated by the
receiver.

3.3 radiant flux, @: Time rate of flow of radiant energy. Itis
denoted by the symbol & with a lower case subscript to identify
the particular flux.

3.4 incident flux, @;: Flux incident on the sampling aperture
defining the specimen area on which the measurement is made.

3.5 absorbed flux, &,: Radiant flux absorbed by the
specimen,

3.6 propagated flux, &,,: Radiant flux propagated by the
specimen in the directions and parts of the spectrum to be
utilized in the measurement or application. Flux is propagated
by transmission, reflection, refraction, diffraction, scattering,
fluorescence, or some combination of these.

3.6.1 total propagated flux, & ,: Radiant flux propagated
by the specimen in all directions and all parts of the spectrum.
Similarly, one may refer to total transmitted flux, @, or total
reflected flux D,

3.6.2 reflected flux, @,: Flux that emerges from the
specimen surface on which the incident flux falls. This may in-
clude fluorescent flux following absorption as well as flux pro-
pagated by reflection and/or scattering.

3.6.3 transmitted flux, &,: Flux that passes through the
specimen and emerges from a surface other than that on which
the incident flux falls.

3.6.4 reference standard propagated flux, &,: Pro-
pagated flux with a reference standard in place of the
specimen.

3.6.5 reference standard reflected flux, @,,: Reflected
flux with a reference standard in place of the specimen.

3.6.6 absolute reference reflected flux, @,,: Flux that
would be reflected by a perfectly reflecting and perfectly diffus-
ing material in place of the specimen.

3.6.7 reference standard transmitted flux, &_: Trans-
mitted flux with a reference standard in place of the specimen.

Définitions

incident: Adjectif désignant le flux énergétique atteignant la
surface d'un échantillon ou la fenétre de champ.

émergent: Adjectif désignant le flux énergétique émanant
d’un échantillon ou de la fenétre de champ et évalué par le
récepteur.

flux énergétique, @: Energie rayonnée par unité de temps. |l
est représenté par le symbole @ affecté d'un indice qui identifie
le flux particulier.

flux incident, &;: Flux énergétique atteignant la fenétre de
champ qui définit I'aire de I'échantillon sur laquelle la mesure
est effectuée.

flux absorbé, &,: Flux énergétique absorbé par I'échantilion.

flux réémis, @,: Flux énergétique réémis par I'échantilion
dans les directions et pour la partie du spectre que |I'on utilisera
pour la mesure ou lors de l'utilisation. Le flux est réémis par
transmission, par réflexion, diffraction, diffusion, fluorescence
ou une combinaison quelconque de ces modes.

flux réémis total, @, : Flux énergétique réémis par I'échan-
tillon dans toutes les directions et toutes les parties du spectre.
On définit de la méme maniére le flux total transmis, @, et le
flux total réfléchi, @,.

flux réfléchi, @,: Flux émergeant de la surface de I'échantillon
qui a été atteinte par le flux incident. Ce flux peut inclure tant le
flux de fluorescence émis aprés absorption que le flux réémis
par réflexion et/ou diffusion.

flux transmis, @_: Flux qui traverse I'échantillon et émerge
d'une surface autre que celle qui a été atteinte par le flux inci-
dent.

flux réémis par I'étalon de référence, @,,: Flux réémis
lorsqu’un étalon de référence remplace I'échantillon.

flux réfléchi par I'étalon de référence, D,,: Flux réfléchi

lorsqu’un étalon de référence remplace I'échantillon.

flux réfléchi absolu, @, ,: Flux qui serait réfléchi par un dif-
fuseur parfait par réflexion a la place de I'échantillon.

flux transmis par I'étalon de référence, @_,: Flux transmis
lorsqu’un étalon de référence remplace I'échantillon.



3 OnpegeneHun NOTOKOB

3.1 napalowui: NpunaratenbHoe, xapakTepuayiouiee NOTOK
N3NyYeHWA, [OCTMraloWwmMn NOBEPXHOCTKU o6pasLa WU name-
pUTENbLHOM anepTypbl.

3.2 wucxopgawmii: MpunoratenbHoe, xapakTepusylowee mno-
TOK U3NYy4YeHUA, UCNYCKaeMblt 06pasLIOM UNN U3MEPUTENLHON
anepTypow U OLeHNBaeMbl NPUEMHUKOM.

3.3 notok uanyvwewus & : MNpou3BogHaA NO BPEMEHW OT
3Heprun nanydeHunna. O6o3HaavyeTcA 6ykBon P C NOACTPOY-
HbIM UHOEKCOM ANA naeHTUdUKaLUM KOHKPETHOro Buga no-
TOKa.

3.4 napalowmi noTok, ®; : NoToK U3nyyeHUn, foCTUraowmm
M3MepuTeNnbLHOM anepTypbl, KOTOpasa onpefenfAeT uaMmepse-
MbIW yyacTok o6pasua.

3.5 nornouwexHsl# NOTOK, @, : MOTOK U3ny4eHnn, NornoueH-
Hbl 06pa3sLoM.

3.6 nepewmanyueHHbIH NOTOK, ¢w : NMoToK uany4yeHuA, ucxo-
AAWMA OT obpas3ua B HanpasneHUAX U CNeKTpanbHOM UHTEp-
Bane, yyutbiBaembie Npu U3MEpeHUAxX unu Ha npaktuke. Mo-
TOK Nepensny4yaeTcA NOCPEACTBOM NPOMNYCKaHUA, OTPAXKEHUR,
npenoMneHua, audpakunumn, paccefHunA, cnyopecueHumm unu
HEeKOTOpOro coYeTaHMUA 3TUX CNOCO6OB.

3.6.1 nonHbin NnepenanyueHHbIH NOTOK, ¢,,,l : MoTok uanyve-
HUA, UCXOAAWNIN OT o6pa3ua BO BCEX HanpaBneHUAX U Cnek-
TpanbHbIX 06NacTAX. AHaNOrMYHbIM 06Pa3oM MOXKHO onpege-
NWUTb NONHbIW NPOWEAWNA NOTOK, P, N NONHBLINA OTPAXKEHHbI N
NoTOK, diQ‘ .

3.6.2 oTpaxeHHbiW NOTOK, q)g : MoTok, ucxogAwmn ot ToMn
NnoBepXHOCTU 06pasLia, Ha KOTOPYIO NPUXOAUT Nagalowmm no-
Tok. Clofja MOXXeT OTHOCUTLCA ONYOPECUEHTHbLIN NOTOK, CO-
NPOBOXKAAWNUIA NOrnoleHe, a Takke NOTOK, NepensnyyeH-
HbI NOCPEfCTBOM OTPaXKeHUA U/UNK pacceAHuA.

3.6.3 npowepuwui notok, @, : MOTOK, NPOMCXOARRWMIA Yepes
o6pasey M UCXOAAWMIA OT TOW NOBEPXHOCTU, HA KOTOPOW OT-
CYTCTBYET nafalowmnmn NoTok.

3.6.4 nepeusnyueHHbi NOTOK CPaBHEHHSA, Py + MoTok,
nepeunsnyyeHHbIn 06pasLOM CPaBHEHWUA, CTOAWMM Ha MecTe
ncecnegyemoro o6pasua.

3.6.5 oTpaxeHHbIW NOTOK CpaBHeHMA Dy, : MoTok, oTpa-
>KEeHHbI 06pa3LOM CPaBHEHWUA, CTOAWMUM Ha MecTe uccnepgye-
Moro o6pasua.

3.6.6 mpeanbHO OTpaXKeHHbIH NOTOK, ®,,4: MoOTOK, KOTOPLIN
6b1n 6bl OTpaXKeH npeanbHO OTPaXkaloWUM U UgeanbHO pac-
CeuBalouWmmM MaTepranom, CTOAIMM Ha MecTe o6pasua.

3.6.7 npowepgwmit NOTOK CpaBHEHMA, @, : MoTok, npowep-
wni Yepes o6pasel, CpaBHEHUA, CTOAWMM HA MecTe uccnegye-
Moro o6pasuya.
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Definitionen von Flissen

Eingangs-: Zusatz, der den auf die Probenoberflache auftref-
fenden StrahlungsfluR kennzeichnet.

Ausgangs- : Zusatz, der den Strahlungsflul3 kennzeichnet, der
von der Probe abgestrahlt und vom Empfénger bewertet wird.

StrahlungsfluB; FluB, &: Quotient aus Strahlungsmenge und
Zeit. Er wird durch das Symbol & dargestellt mit einem tiefge-
setzen Index, der die Art des Flusses kennzeichnet.

einfallender FluB, &;: FluB, der auf den Bereich der Probe
fallt, der die bei der Messung wirksame Probenfliche be-
stimmt.

absorbierter FluB, &,: Von der Probe absorbierter Strah-
lungsfluf3.

AusbreitungsfluB & ,: StrahlungsfluR, der sich durch EinfluR
der Probe in verschiedene Richtungen oder Spektralbereiche
ausbreitet, die bei der Messung oder Anwendung beriicksich-
tigt werden sollen. Der FluB breitet sich durch Transmission,
Reflexion, Brechung, Beugung, Streuung, Fluoreszenz oder
das Zusammenwirken mehrerer dieser Effekte aus.

Gesamt-AusbreitungsfluR, q),/,:: StrahlungsfluB, der sich
durch EinfluR der Probe in alle Richtungen und Spektralberei-
che ausbreitet. Ahnlich kann der Gesamt-TransmissionsfluR,
@, oder der Gesamt-Reflexionsflu3, Py, definiert werden.

ReflexionsfluB, <15g: FluR, der von der Probenoberfliche ab-
gestrahlt wird, auf die der einfallende FluR trifft. Darin kann so-
wohl FluoreszenzfluR nach vorhergehender Absorption als
auch FluB enthalten sein, der sich durch Reflexion und/oder
Streuung ausgebreitet hat.

TransmissionsfluB, &,: FluB, der durch die Probe tritt und
von einer Oberflache abgestrahlt wird, auf die kein einfallender
FluR trifft.

Bezugs-AusbreitungsfluR3, D,.: AusbreitungsfluB, der mit
einem Bezugsstandard an Stelle der Probe gemessen wird.

Bezugs-ReflexionsfluB, &,,: ReflexionsfluR, der mit einem
Bezugsstandard an Stelle der Probe gemessen wird.

absoluter Bezugs-ReflexionsfluB, &, ,: FluB, der von einem
vollkommen mattweilRen Medium an Stelle der Probe reflektiert
wirde.

Bezugs-TransmissionsfluR, @,,: Transmissionsflu, der mit
einem Bezugsstandard an Stelle der Probe gemessen wird.



